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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________

APPAREILLAGE À BASSE TENSION –
INTERFACES APPAREIL DE COMMANDE-APPAREIL (CDI) –

Partie 2: Interface capteur-actionneur (AS-i)

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement
avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 62026-2 a été établie par le sous-comité 17B: Appareillage à
basse tension, du comité d’études 17 de la CEI: Appareillage.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

17B/1052/FDIS 17B/1089/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les annexes A et B font partie intégrante de cette norme.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2002.
A cette date, la publication sera

• reconduite;

• supprimée;

• remplacée par une édition révisée, ou

• amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________

LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR –
CONTROLLER-DEVICE INTERFACES (CDIs) –

Part 2: Actuator sensor interface (AS-i)

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4)  In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5)  The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6)  Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62026-2 has been prepared by subcommittee 17B: Low-voltage
switchgear and controlgear, of IEC technical committee 17: Switchgear and controlgear.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

17B/1052/FDIS 17B/1089/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annexes A and B form an integral part of this standard.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
until 2002. At this date, the publication will be

• reconfirmed;

• withdrawn;

• replaced by a revised edition, or

• amended.
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INTRODUCTION

Les dispositions des règles générales de la CEI 62026-1 sont applicables à la présente
Norme internationale, lorsque celle-ci le précise. Les articles et paragraphes des règles
générales ainsi rendues applicables, de même que les tableaux, figures et annexes, sont
identifiés par référence à la partie 1, par exemple paragraphe 7.2.4.1 de la CEI 62026-1.

Lorsque des entrées et des sorties (E/S) sont décrites dans la présente norme, leur
appellation est relative au maître, l’appellation relative à l’application est l’inverse.

Les articles 1 à 8 contiennent les exigences générales. L’article 9 contient les spécifications
relatives aux essais. Les exigences particulières pour les différents profils d’actionneurs,
capteurs, maîtres, etc. sont données dans les annexes correspondantes.
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INTRODUCTION

The provisions of the general rules in IEC 62026-1 are applicable to this International
Standard, where specifically called for. General rules clauses and subclauses thus applicable,
as well as tables, figures and annexes, are identified by reference to part 1, for example
subclause 7.2.4.1 of IEC 62026-1.

Where inputs and outputs (I/O) are described in this standard, their meaning is regarding the
master, the meaning regarding the application is the opposite.

Clauses 1 to 8 contain the general requirements. Clause 9 contains the test specifications.
Specific requirements for the various profiles of actuators, sensors, masters, etc. are given in
the relevant annexes.
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APPAREILLAGE À BASSE TENSION –
INTERFACES APPAREIL DE COMMANDE-APPAREIL (CDI) –

Partie 2: Interface capteur-actionneur (AS-i)

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale s'applique aux interfaces entre des appareils et éléments
de commutation pour circuits de commande à basse tension et des appareils de commande
(par exemple des automates programmables, des ordinateurs personnels, etc.).

La présente norme décrit un système d’interface orienté «bit» entre un seul appareil de
commande et des appareils ou éléments de commutation, connectés par un câble non blindé,
à deux conducteurs non torsadés, véhiculant les données et l’alimentation. Elle établit un
système d’interchangeabilité pour les appareils équipés d’une telle interface.

L’objet de la présente norme est de définir, pour de telles interfaces:

− les exigences pour les interfaces entre un esclave, un maître et des structures
électromécaniques;

− les conditions de service normales pour les esclaves, les appareils électromécaniques et
les maîtres;

− les exigences relatives à la construction et au fonctionnement;

− les essais pour vérifier la conformité aux exigences.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications
ne s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente
Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus
récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la
dernière édition du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEI et de
l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CISPR 11:1997, Appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) à fréquence
radioélectrique – Caractéristiques de perturbations électromagnétiques – Limites et méthodes
de mesure

CEI 60364-4-41:1992, Installations électriques des bâtiments – Quatrième partie: Protection
pour assurer la sécurité – Chapitre 41: Protection contre les chocs électriques

CEI 60947-1:1999, Appareillage à basse tension – Partie 1: Règles générales

CEI 60947-5-2:1997, Appareillage à basse tension – Partie 5-2: Appareils et éléments de
commutation pour circuits de commande – Détecteurs de proximité

CEI 60998-2-3:1991, Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage
domestique et analogue – Partie 2-3: Règles particulières pour dispositifs de connexion en
tant que parties séparées avec organes de serrage à perçage d'isolant

CEI 61000-4-2:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-2: Techniques d'essai
et de mesure – Essai d'immunité aux décharges électrostatiques. Publication fondamentale
en CEM

CEI 61000-4-3:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-3: Techniques d'essai
et de mesure – Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences
radioélectriques
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LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR –
CONTROLLER-DEVICE INTERFACES (CDIs) –

Part 2: Actuator sensor interface (AS-i)

1 Scope

This International Standard applies to interfaces between low-voltage switchgear and
controlgear switching elements, and controllers (e.g. programmable controllers, personal
computers, etc.).

This standard specifies a bit-oriented interface-system between a single control circuit device
and switching elements, connected by a nonshielded, untwisted two-wire cable, carrying
data and power, and establishes a system for the interchangeability of components with such
interfaces.

The object of this standard is to define, for such interfaces:

− requirements for interfaces between a slave, a master and electromechanical structures;

− normal service conditions for slaves, electromechanical devices and masters;

− constructional and performance requirements;

− tests to verify conformance to requirements.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this International Standard. For dated references, subsequent
amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to
agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility
of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated
references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC
and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

CISPR 11:1997, Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment –
Electromagnetic disturbance characteristics – Limits and methods of measurement

IEC 60364-4-41:1992, Electrical installations of buildings – Part 4: Protection for safety –
Chapter 41: Protection against electric shock

IEC 60947-1:1999, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 1: General rules

IEC 60947-5-2:1997, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-2: Control circuit
devices and switching elements – Proximity switches

IEC 60998-2-3:1991, Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar
purposes – Part 2-3: Particular requirements for connecting devices as separate entities with
insulation piercing clamping units

IEC 61000-4-2:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing and measure-
ment techniques – Electrostatic discharge immunity test. Basic EMC publication

IEC 61000-4-3:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and measure-
ment techniques – Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test
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CEI 61000-4-4:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essai
et de mesure – Section 4: Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves.
Publication fondamentale en CEM

CEI 61000-6-2:1999, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-2: Normes génériques –
Immunité pour les environnements industriels

CEI 61131-2:1992, Automates programmables – Partie 2: Spécifications et essais des équipements

CEI 62026-1:2000, Appareillage à basse tension – Interfaces appareil de commande-appareil
(CDI) – Partie 1: Règles générales

3 Définitions, symboles et abréviations

Index alphabétique des définitions Références

A
adresse ............................................................................................................................ 3.1.3
adresse opérationnelle ....................................................................................................3.1.21
adresse zéro ...................................................................................................................3.1.28
alimentation AS-i .............................................................................................................3.1.11
appareils de terrain .........................................................................................................3.1.15
attribution d'adresse ......................................................................................................... 3.1.4

C
circuit de découplage ......................................................................................................3.1.14
code d’identification (code ID) .........................................................................................3.1.17
configuration E/S (code E/S) ...........................................................................................3.1.16
cycle AS-i ......................................................................................................................... 3.1.5

D
données mémorisées non volatiles ..................................................................................3.1.20
données mémorisées volatiles.........................................................................................3.1.27

E
entrée AS-i ....................................................................................................................... 3.1.6
esclave actif ..................................................................................................................... 3.1.1
esclave AS-i ....................................................................................................................3.1.12

I
interface capteur-actionneur (AS-i) ................................................................................... 3.1.2
intervalle bit (effectif) ......................................................................................................3.1.13

L
ligne AS-i ..................................................................................................................... .... 3.1.7

limite du courant de sortie ...............................................................................................3.1.22

M
maître AS-i .................................................................................................................... ... 3.1.8

P
pause d’envoi ..................................................................................................................3.1.23
pause de l’esclave...........................................................................................................3.1.24
pause du maître ..............................................................................................................3.1.18

R
réponse de l’esclave........................................................................................................3.1.25
requête du maître ............................................................................................................3.1.19
réseau AS-i .................................................................................................................... .. 3.1.9

S
sortie AS-i .................................................................................................................... ...3.1.10

T
transaction .................................................................................................................... ..3.1.26
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IEC 61000-4-4:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement
techniques – Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test. Basic EMC publication

IEC 61000-6-2:1999, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards –
Immunity for industrial environments

IEC 61131-2:1992, Programmable controllers – Part 2: Equipment requirements and tests

IEC 62026-1:2000, Low-voltage switchgear and controlgear – Controller-device interfaces
(CDIs) – Part 1: General rules

3 Definitions, symbols and abbreviations

Alphabetical index of definitions References

A
active slave ................................................................................................................... ... 3.1.1
Actuator Sensor interface (AS-i) ....................................................................................... 3.1.2
address ............................................................................................................................ 3.1.3
address assignment ......................................................................................................... 3.1.4
AS-i cycle......................................................................................................................... 3.1.5
AS-i input ..................................................................................................................... .... 3.1.6
AS-i line ........................................................................................................................... 3.1.7
AS-i master ...................................................................................................................... 3.1.8
AS-i network................................................................................................................... .. 3.1.9
AS-i output .................................................................................................................... ..3.1.10
AS-i power supply ...........................................................................................................3.1.11
AS-i slave........................................................................................................................3.1.12

B
bit time (effective) ...........................................................................................................3.1.13

D

decoupling circuit ............................................................................................................3.1.14

F

field devices ....................................................................................................................3.1.15

I
I/O configuration (I/O code) .............................................................................................3.1.16
identification code (ID code) ............................................................................................3.1.17

M
master pause ..................................................................................................................3.1.18
master request ................................................................................................................3.1.19

N
non-volatile stored data ...................................................................................................3.1.20

O
operation address ...........................................................................................................3.1.21
output current limit ..........................................................................................................3.1.22

S
send pause .....................................................................................................................3.1.23
slave pause.................................................................................................................... .3.1.24
slave response ................................................................................................................3.1.25

T
transaction .................................................................................................................... ..3.1.26

V
volatile stored data ..........................................................................................................3.1.27

Z
zero address ...................................................................................................................3.1.28
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